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�	 PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charak-
terystyki Warstwy Wierzchniej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 czerwca 2009 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN ISO 4287:1998/AC:2008 w zakresie korekty błędów, które zostały prze-
niesione do PN-EN z niemieckiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 7, Rysunek 1

Zastąpić Rysunek 1 następującym rysunkiem i opisem.

Opis 
1	 profil chropowatości 
2	 profil falistości 

X	 Długość fali
Y	 Przenoszenie, %

UWAGA	 Długości fali obcięcia nie są narysowane w skali.

Rysunek 1 – Charakterystyki przenoszenia profili chropowatości i falistości

Tablica C.1

W pierwszej kolumnie zmienić „wydanie 1996” na „wydanie 1997”.
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